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周波数の相対遅延時間変化(DTC)を 、周波数のDTCを とすると、



　		(1)



　	(2)



















と表される。ここでは温度の関数としての感度、はガス濃度、はガス濃度の関数である。または基準温度、は周波数およびにおける単位温度変化当たりの遅延時間変化を表す温度係数である。とおき、(1)✕ －(2)より



　(3)

を得る。これから、温度を求めることができる。



なお、これとは別に、(2)－(1)✕より結晶の温度係数の影響を補償したDTC



 (5)　



が得られる。これからガス濃度を求められるが、項のため

温度変動により誤差が生じる。しかし(3)により温度を測れば補正できる。
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